B é-&\[ERS‘Q,g . . -®
£ 2 Py
2 Z2 K**, | EVROPSKA UNIE °
79}} S‘ff’ * ¥ | EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vjzkum a vivoj
TANA TS ol INVESTICE DO VA& BUDOUCNOSTI pro inovace

Dodatec¢né informace 2
vefejné zakazka

XRF Spektrometr

Zadavatel poskytuje na zakladé obdrzenych dotazl nasledujici dodate¢né informace:

Zadost uchazece:

Dotaz ¢. 1:

Velmi radi bychom se zd&astnili Vadeho vybérového fizeni a nabidli Vam Spickovy ruéni spektrometr, vhodny
praveé pro Vasi aplikaci. PoZadované technické parametry jsou vSak napsany tak, Ze je spini pouze jeden vyrobce
— Olympus/Innov-X s modelem DELTA. Jedné se hlavné o pozadavek na barometrickou korekci. Radi bychom
Vas pozadali, zdali mizete nékteré parametry upravit/rozsifit tak, aby se vybérového fizeni mohli ziCastnit i dalsi
dodavatelé. Nize uvedené parametry nemaji naprosto zadny vliv na kvalitu vysledkl a pfesnost méfeni.

Va$e odpovéd na dotaz €. 1:
Zadavatel trva na tom, Ze technické parametry pozadovaného zafizeni stanovil nediskriminaéné a zadavaci
podminky splfiuje vice zafizeni riznych vyrobci.

Novy dotaz:
MU0Zete mi prosim sdélit alespori jednoho dalSiho vyrobce (kromé firmy Olympus), ktery dodava zafizeni, které
spliiuje vase zadani? Mam na mysli hlavné barometrickou korekci.

Dotaz ¢. 2:
Pozadavek - Maximalni napéti RTG lampy 40kV pro zajisténi bezpetné prace

Nas spektrometr mé rtg. lampu s max. napétim az 50kV. Toto vSak neni nevyhoda, ale naopak vyhoda, protoze
Ize méfit i ,t8Zké prvky* jako Ba, La, Ce, Pr, Nd..., které se s 40 kV lampu méfit nedaji. Tzn. Ze vy3Si napéti na
rtg. lampé rozSifuje moznosti pfistroje. Pokud byste vSak z jakéhokoliv divodu nechtéli z vy$Sim napétim
pracovat, Ize jednoduse na$ pfistroj pfepnout do médu s max. 40kV. (Pozn. — nas pfistroj je naprosto bezpecny i
s 50kV a je schvalen pro provoz v CR.)

Navic — naSe spektrometry pouZivaji polovicni vykon rtg. lampy a tudiz i ionizujici zafeni v okoli pfistroje je nizsi —

Budete akceptovat toto feSeni?

Va$e odpovéd na dotaz €. 3:

Zatimco proud se na Urovni nebezpecnosti ionizujicino zareni projevuje linedrné, napéti se projevuje kvadraticky,
zvy3eni napéti o 10kV tak pfedstavuje 100nasobné zvySeni radiace. Zadavatel z divodu bezpecnosti pouziti trva
na maximalnim napéti 40kV.

Novy dotaz:
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Ano mate pravdu v tom, Ze intenzita ionizujiciho zafeni je linearné zavisla na proudu a kvadraticky na napéti, dle
nasledujici rovnice:

-9 2

Int=(1.4x10 )iZU

Int — intenzita fluorescencniho zéafeni

i — proud rentgenové lampy

Z — atomové Eislo prvku, ze kterého je vyrobena anoda

U - napéjeci napéti rentgenové lampy

Pokud do této rovnice dosadite aktualni hodnoty zjistite, ze u spekirometru se 40kV a 4W (tj. max. proud 100uA
pfi 40kV) a Rh anodou je relativni intenzita ionizujiciho zafeni nasledujici:

Int=(1,4*10-9) * 0,1 * 45 * 402 = 7200

U spektrometru s 50kV a 2W (tj. max proud 40uA pfi 50kV) a Ag anodou je relativni intenzita ionizujiciho zareni
dokonce nizsi:

Int=(1,4*10-9) * 0,04 * 47 * 502 = 4700

Rozdil intenzit ionizujiciho zafeni:
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Ke stejnym vysledkim dojdete i praktickym méfenim dozimetrem.
Vase tvrzeni, ze ,zvySeni napéti o 10kV tak predstavuje 100nasobné zvyseni radiace” je naprosto myiné.

Odpovéd zadavatele:

Dotaz €. 1:

Zadavatel stanovil v zadavacich podminkach jasné pozadavky na vymezeni pfedmétu vefejné zakazky. Ani na
Zadost uchaze€u vSak neni mozné, aby zadavaci podminky nebo dodate¢né informace k zadavacim podminkam
obsahovaly odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, &i specificka oznaceni zbozi. Zadosti uchazege na
sdéleni nazvu vyrobcU, ktefi dodavaji zafizeni, které spifiuje zadani tedy, neni mozné vyhovét.
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Dotaz €. 2:
Po dikladném zvazeni vypoétd uvedenych uchazeéem v zadosti o dodateéné informace a Ucelu pouziti
poptavaného spektrometru zadavatel rozhodl o tom, Ze trva nadale na plvodné zadanych parametrech.

V Brné 12. srpna 2015
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:
Hadas, LL.M.
Mar. Martin gst,.. e

[IC 00216224], ou=Rektorat

H d & Masarykovy univerzity - Odbor

a a S s vefejnych zakzek, ou=204967,
cn=Mgr. Martin Hadas, LLM.,
serialNumber=P284635, title=Vedouci

L L. M . odboru vefejnych zakazek

Datum: 2015.08.12 11:05:10 +02'00"

Mgr. Martin Hada$, LL.M.
vedouci odboru vefejnych zakézek
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